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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUTOMATION SYSTEMS IN THE PROCESS INDUSTRY -
FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT),
SITE ACCEPTANCE TEST (SAT), AND SITE INTEGRATION TEST (SIT)

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
aII national eleotrotechnioal committees (IEC National Committees) The object of IE is to promote

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International Standard ) Specifications,
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides (

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. e S tal ./and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in thisprepatation.\EC \collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in acgordgnce wit\ conditions determined by
agreement between the two organizations.

0 N\
consensus of opinion on the relevant subjects since each i MMi 1 épresentation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations fori i 3 accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reason X i at the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be i hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity i i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre ional s regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking indjca and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to bg i i i E

6) All users should ensure|tha

7) No liability shal a mployees, servants or agents including individual experts and
members of its te attonal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of &n her direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising o icati ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn\o the e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensalfle forthe\corkect ap ion of this publication

9) Attentio e possibitity that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
paten held responsible for identifying any or all such patent rights

International IEC 62381 has been prepared by IEC technical committee 65

Industrial-process™

easurement and control.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62381 published in 2004. This first edition
constitutes a technical revision.

This bilingual version (2013-04) corresponds to the monolingual English version, published in
2006-11.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65/385/FDIS 65/394/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

There is an increasing trend in the process industry to shorten the time period for project
execution. At the same time, the complexity of automation systems is being increased due to
the number of connected systems and the use of new technologies, for example, fieldbus
systems.

Experience has shown that the owner, the contractor and the vendor have long and extensive
discussions to unambiguously lay down the scope of activities and responsibilities in order to
achieve a timely delivery and acceptance of automation systems.

This standard should lead to an improvement and acceleration of the negotiati
a mutual understanding about the scope of activities of each party

phase and to

For application in the pharmaceutical or other highly
guidelines (for example, Good Automated Manufacturing

Agency (SOP/INSP/2003).

N
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AUTOMATION SYSTEMS IN THE PROCESS INDUSTRY -
FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT),
SITE ACCEPTANCE TEST (SAT), AND SITE INTEGRATION TEST (SIT)

1 Scope

This International Standard defines procedures and specifications for the Factory Acceptance
Test (FAT), the Site Acceptance Test (SAT), and the Site Integration Test (SIT). These tests
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES D’AUTOMATISATION
POUR LES PROCEDES INDUSTRIELS -
ESSAIS D’ACCEPTATION EN USINE (FAT),
ESSAIS D’ACCEPTATION SUR SITE (SAT) ET ESSAIS
D’INTEGRATION SUR SITE (SIT)

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales\e als la CEl, partlmpent
également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I'Organisati Yati ormalisation (1SO),

La CEl n’a prév
responsabilité p@ St
Tous les utilisate d
NIhe a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y i exts part' uliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la Bj y’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de se soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) oulght de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute a ou au crédit qui lui est accordé.

L'attentian es r lesyréférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencée toireyour une application correcte de la présente publication

L’attention est attirée shr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
'objet de droits devpropriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62381 a été établie par le comité d'études 65 de la CEl: Mesure
et commande dans les processus industriels.

La présente norme annule et remplace la CEI/PAS 62381 publiée en 2004. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

La présente version bilingue (2013-04) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2006-11.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 65/385/FDIS et 65/394/RVD.

Le rapport de vote 65/394/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.
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La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.Cette publication a été
rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site Web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch"dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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INTRODUCTION

Il est courant, dans les processus industriels continus, de raccourcir le temps d’exécution
d’un projet. En méme temps, les systémes d’automatisme sont de plus en plus complexes, en
raison du nombre de systemes connectés et de I'utilisation de nouvelles technologies (les
systémes de bus de terrain, par exemple).

L’expérience a démontré que le propriétaire, le prestataire et le fournisseur ont eu de longues
concertations afin de définir sans ambiglité le domaine d’application des activités et les
responsabilités et obtenir une livraison a temps et I'acceptation des systémes d’automatisme.

La présente norme vise a améliorer et accélérer la phase de négociatio aboutir a une

compréhension mutuelle du domaine d’activité de chacune des parties

Dans le cadre de l'application dans l'industrie pharmace utres industries
hautement spécialisées (GAMP (Good Automated ; par exemple), il
convient d’appliquer d’autres lignes directrices, définitig tipwlations conformément aux

Operating Procedure of the

European Medicines Agency (SOP/INSR(2003)

&

normes existantes (GMP Compliance 21 CFR (EBA), et}Standard
S
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SYSTEMES D’AUTOMATISATION
POUR LES PROCEDES INDUSTRIELS -
ESSAIS D’ACCEPTATION EN USINE (FAT),
ESSAIS D’ACCEPTATION SUR SITE (SAT) ET ESSAIS
D’INTEGRATION SUR SITE (SIT)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit les procédures et spécifiCations\ des essais
d’acceptation en usine (FAT), des essais d’acceptation sur site AT)~et des essais
d’intégration sur site (SIT). Ces essais sont réalisés pour démontrerAa sonfoxmi ystéme
d’automatisme a la spécification.

Les activités de conception et de fabrication préalables a ssaise sontpas couvertes
par la présente norme.

directrice, et étre adaptée aux exigences spécifique ds, de l'usine ou de
|’ éW%é présentée dans la Figure 1,
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